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Modelling and minimisation of the parasitic capacitances of single layer ring core inductors made for common-mode filters

• La précision du modèle permet de prédire la diminution de la CPE grâce à des écarteurs. L'impact sur le volume final du composant est faible.

• Un test spécifique et non destructif permet de vérifier en amont l'applicabilité du modèle selon le matériau du noyau : les matériaux de type nanocristallin et certains ferrites Mn-Zn sont compatibles. 
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